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内容概要

迦奇拉编著的《低功耗验证方法学》分析归纳了多电压低功耗设计仿真验证技术中几乎所有的关键问
题，并提出了十分重要的设计验证原则和规范。
内容包括：多电压电源管理基础、电源管理隐患、状态保持、多电压测试平台的架构、多电压验证、
动态验证、规则及指导原则等。

《低功耗验证方法学》是任何正在设计或准备设计低功耗应用系统级芯片的必读著作。
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作者简介

斯立肯·迦奇拉（Srikanth
Jadcherla）先生曾经是ArchPro公司的奠基者和首席技术官（CTO）。
2007年新思科技（synopsys）公司并购了ArchPro设计自动化公司，作为这次并购合同的一部分，斯立
肯·迦奇拉先生来到新思科技公司工作。
在创办ArchPro公司之前，迦奇拉先生曾经在WSI、Intel、Jasmine和Synopsys（新思科技）等公司担
任IC设计师和架构设计师。
他是一位很有经验的低功耗设计师，也是许多节能技术和原理的创导者。
迦奇拉先生曾经因为他在低功耗领域的工作和首创的12项专利技术获得过英特尔成就奖（Intel
Achievement
Award）。
他也是一位值得尊敬的绿色环保宣传者，并担任许多公司的技术顾问，这些公司涉及很广阔的业务领
域，包括从太阳能电池到房地产开发等行业。
最近他一直在全世界半导体系统行业，从能源的供应和能量消耗需求两个方面，积极地推广节能设计
的新理念。

迦奇拉先生在印度IIT-马德拉斯大学获得电气工程学士学位，从加利福尼亚大学，Santa
Barbara，获得计算机科学和工程硕士学位。
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